MICROTRAC

a VERDER company

ANALYZATOR VEL'KOSTI NANOCASTIC

NANOTRAC WAVE I

Microtrac NANOTRAC Wave ll/Zeta je vysoko
flexibilny analyzator dynamického rozptylu
svetla (DLS), ktory poskytuje informacie o
vel'kosti ¢astic, potencialu zeta, koncentracie
a molekulovej hmotnosti. UmozZnuje
rychlejSie meranie sa spolahlivou
technoloégiou, vyssiu preciznost a lepsiu
presnost. To vSetko skombinované do
kompaktného analyzatora DLS s revoluénou
pevnou optickou sondou.

Kliknutim zobrazite video

Vdaka jedinecnému a flexibilnému dizajnu
sondy a pouzitie metddy laserovej zosilnené
detekcie v NANOTRAC Wave ll/Zeta si uzivatel
mozZe vybrat zo Sirokej Skaly meracich buniek,
ktoré uspokoja potreby akejkolvek aplikacie.
Tento dizajn tiez umoznuje meranie vzoriek v
Sirokom rozmedzi koncentracii,
monomodalnich alebo multimodalnych vzoriek,
a to vsetko bez predchadzajucej znalosti
distriblcie velkosti Castic. To je mozné vdaka
pouzitiu metddy Frequency Power Spectrum
(FPS) namiesto klasickej fotonovej korelacnej
spektroskopie (PCS).
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https://www.microtrac.com/sk/dlvideo/?file_id=6033c312-938c-4b6d-aefd-40b2c3c9c753&lang=sk
https://www.microtrac.com/sk/dlvideo/?file_id=6033c312-938c-4b6d-aefd-40b2c3c9c753&lang=sk

MICROTRAC
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ANALYZATOR VELKOSTI
NANOCASTIC SERIE
NANOTRAC WAVE

| Nastavenie DLS 180° spatného rozptylu

| Stabilné vzorové rozhranie pevnej optiky - nie
suU potrebné ziadne Upravy

| Rychle obratenie pola zabranuje
elektroosmadze

| Robustny vypocet mobility ako funkcia
pomeru vykonového spektra

| Merania potencialu zeta s vysokou
koncentraciou

| Koncentracia vzorky a stanovenie molekulovej
hmotnosti

| Univerzalna kompatibilita s rozpustadlami

| Model vypoctu frekvenéného vykonového
spektra namiesto PCS

| Laserova zosilnena detekcia - vysoky pomer
signalu k Sumu
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a VERDER company

ANALYZATOR VELKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE Il / ZETA
PRESNE MERANIE KOLOIDNYCH SYSTEMOV

VSetky analyzatory rady NANOTRAC WAVE pouzivaju
na meranie DLS rovnaku revoluc¢nu technologiu
sondy. S vyuzitim nasej metody Laserove zosilnené
detekcie su k dispozicii opakovatelnd a stabilna
meranie velkosti Castic pre vsetky typy materialov.

Séria NANOTRAC WAVE mébze tiez vypocitat
koncentraciu vzorky pomocou vykonoveého spektra a
vysledného indexu zatazenia. V zavislosti na vypocte
distribucie sa koncentracia zobrazi vhodné jednotky,
ako je cm?®/ml alebo N/ml. Je tieZz mozné vypoditat
molekulovd hmotnost bud hydrodynamickym
polomerom, alebo Debyeovym grafom.

Analyzator ¢astic NANOTRAC WAVE Il ma niekolko
opakovane pouzitelnych ciel pre vzorky v réznych
velkostiach. K dispozicii je Standardna a
mikroobjemovy teflénovy ¢lanok pre Sirokud skalu
materidlov. Pre tazsie Cistenie vzoriek je k dispozicii
cela z nerezovej ocele so standardnym objemom a
tiez cela z nerezovej ocele s velkym objemom.

Analyzator castic NANOTRAC WAVE Il Zeta ma
Specialny opakovane pouzitelny zeta ¢lanok s
elektrédou pre meranie zeta potencialu. Cely pre
vzorky pre Wave Il su tiez kompatibilné s modelom
zeta.
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ANALYZATOR VELKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE Il / ZETA

IDEALNE PRE ANALYZU NANOCASTIC A POTENCIALU ZETA

Meranie potencialu zeta v analyzatore velkosti castic NANOTRAC WAVE |l obsahuje jednu metodiku
kmitoctového vykonového spektra, ktord sldzi na meranie distribu¢nych velkosti nanocastic. Rovnaké stabilné
ukazkové rozhranie optiky znamen3, ze nie suU potrebné Ziadne Upravy. Spatny rozptyl a laserové zosilnenie
detekéné signaly sa zhromazdia ako pri merani velkosti a rychlej postupnosti aplikovanych elektrickych poli
pomocou elektroosmadzy. Povrch optické sondy je potazen, aby poskytoval elektricky kontakt sa vzorkem.
Pouzivaju dve sondy, jedna pre stanovenie polarity naboje Castic v klouzavych rovinach a druha pre meranie
pohyblivosti Castic v elektrickej poli. Polarita se méfi v pulznim elektrickém poli, druha mobilita se méfi ve
vysokofrekvenénim sinusovém buzeni elektrického pole. Bunika zeta ma dve detekéné sondy na opacné strany,
ktoré detekuju polaritu a mobilitu.

Z linedrniho kmitoctového rozdelenia vykonového spektra (PSD) mozno vypocitat index zatazenia (LI), ktory je
umerny koncentracii ¢astic. Hodnoty indexu nacitania slUzia jediné Cislo pre celkovy rozptyl, ktorym je mozné
urcit pohyblivost ¢astic v mikronech/s/volt/cm a polaritu Eastic ako +/-, kladnou alebo zapornou.

Méfeni mobility a zeta potencialu za¢ina meranim PSD a uréenim LI pri vypnuté vzrusenie. Potom zmenime
PSD zapni vysokofrekvenéni sinusovou vinou a vykonajme pomer. Polarita sa stanovi meranim LI pred a po
pulznim stejnosmérnym buzeni. Pomér LI po excitacii deleny LI pred excitaciou mensi nez jedna je pozitivna
polarita (koncentracia klesd) a pomer vacsi ako jedna je uc¢inna (koncentracia sa zvysuje) pre kladeny nabity
povrch sondy.

Mobilita = C x (pomer [PSD(on) - PSD(off)] / LI(off)
Zeta Potencial x Mobilita
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ANALYZATOR VELKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE Il / ZETA

TYPICKE APLIKACIE

The STABINO ZETA is a highly versatile solution for rapid and reliable zeta potential and stability analyses.
Designed to meet the demands of modern industries, it empowers users to optimize performance across a
wide range of applications, including inks and pigments, ceramics, food and beverages, colloidal systems,
polymers, microemulsions, cosmetics, battery slurries, chemicals, and carbon materials. Whether improving
product quality, accelerating development, or ensuring process consistency, the STABINO ZETA delivers fast,
actionable insights where they matter most.

farmaceuticky priemysel emulzie ocel

farmaceuticky priemysel koloidy Zivotné prostredie

| | |

| atramenty | polyméry | adhézne

|  humanitné vedy | mikroemulzie | kovy

| keramika | kozmetika | priemyselné mineraly
| napoje & potrava | chemikalie

..a mnoho dalsich!

Ak chcete najst najlepsie rieSenie pre vase potreby charakterizacie Castic, navstivte nasu aplikacné databazu
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INTUITIVNE POUZIVANIE POMOCOU NIEKOLKYCH
KLIKNUTI

DIMENSIONS LS PRE SERIU
NANOTRAC

Softvér DIMENSIONS LS obsahuje pat prehladnych
pracovnych priestorov na jednoduchy vyvoj metdd a
obsluhu pristroja NANOTRAC. Zobrazenie vysledkov
a vyhodnotenie viacerych analyz je mozné v
prislusnych pracovnych priestoroch aj pocas
prebiehajucich merani.

Vyvoj jednoduchej metody

Jasne Struktdrovana prezentacia vysledkov
R&zne moznosti hodnotenia

Intuitivny pracovny postup

Rozsiahly export udajov

Moznost pouzivania viacerymi pouzivatelmi
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ANALYZATOR VELKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE |1/ ZETA
PRINCIP FUNKCIE

Opticka faza analyzatorov velkosti nanoc¢astic NANOTRAC WAVE |l je sonda obsahujuca optické vldkno spojené
s Y rozdelovacom. Laserové svetlo je zamerané na objem vzorky na rozhrani okna sondy a disperzie. Zafirové
okienko s vysokou odrazivostou odraza Cast laserového lU¢a spat do detektora fotodiddy. Laserové svetlo tiez
prenika disperziou a rozptylené svetlo ¢astic sa odraza o 180 stupnov spat k rovnakému detektoru. Rozptylené
svetlo zo vzorky ma nizky opticky signal vzhladom na odrazeny laserovy IU¢. Odrazeny laserovy IU¢ sa zmieSa s
rozptylenym svetlom zo vzorky, ¢im sa prida velkda amplituda laserového lUca k nizkej amplitude surového
rozptylového signalu. Tato metdda laserovej zosilnenej detekcie poskytuje az 106-nasobok pomeru signalu k
Sumu oproti inym metdédam DLS, ako je fotonova korelacna spektroskopia (PCS) a NanoTracking (NT).
Vysledkom rychlej Fourierovej transformacie (FFT) laserového zosilneného detekéného signalu je linedrne
frekvencné vykonové spektrum, ktoré sa potom transformuje do logaritmického priestoru a dekonvolutuje za
vzniku vyslednej distribucie velkosti ¢astic. V kombinacii s laserovou zosilnovanou detekciou poskytuje tento
vypocet frekvencného vykonového spektra robustny vypocet vietkych typov distribucie velkosti Castic - Uzke,
Siroké, monomodalne alebo multimodalne - bez potreby a priori informacii pre prispdsobenie algoritmu, ako je
to v pripade PCS.

Metdda laserovej zosilnenej detekcie pouzita v analyzatoroch ¢astic Microtrac nie je ovplyvnena aberaciami
signalu v dosledku kontaminantov vo vzorke. Klasické pristroje PCS musia bud filtrovat vzorku, alebo vytvarat
komplikované metddy merania, aby sa tieto aberacie signalu eliminovali.

1. Detektor | 2. Odrazeny laserovy IU¢ a rozptylené svetlo | 3. Zafirové okno | 4. Rozdelovac& [GEov Y | 5. Sodovka
GRIN | 6. Vzorka | 7. Laserovy lU¢ v optickom vilakne | 8. Laser

s w

Vypocet velikosti iterativni ¢astice z vykonového spektra

1. Odhad velkosti rozdelenia 2. Vypocitajte odhadovanu velkost Castic 3. Vypocitajte chybu vo velkosti ¢astic 4.
Spravne odhadované rozdelenie 5. Opakujte kroky 1-4, kym nie je minimalizovana chyba | 6. Minimalne
rozdelenie chyb je najvhodnejsie
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www.microtrac.sk/nanotrac-wave-ii
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